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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbei-
tung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe 
sowie gegebenenfalls zusätzliche Informationen 
sind im Internet abrufbar unter www.vdi.de/5590. 

Einleitung 
Im Mittelpunkt dieser Richtlinie stehen Terahertz-
Frequenzbereichssysteme, auch FDS (Frequency 
Domain System) genannt. Dies umfasst Systeme, 
bei denen Informationen frequenzselektiv mess-
technisch erfasst werden.  
Diese Richtlinie gibt einen Überblick über die 
Grundlagen und Funktionsweisen von FDS. Zudem 
werden die Messverfahren beschrieben und Kenn-
größen definiert. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie definiert Kenngrößen und Mess-
verfahren, um FDS für mess- und prüftechnische 
Anwendungen, Terahertzsensorik und Kommuni-
kation zu spezifizieren. Hiermit können Hersteller 
ihre Systeme übereinstimmend beschreiben und 
Anwender Systeme einfacher vergleichen. 
Nicht betrachtet werden Terahertzsysteme, die für 
reinen Forschungsbetrieb konzipiert sind sowie 
Großanlagen wie Fusionsreaktoren und Beschleu-
niger. Darunter fallen z. B. Höchstleistungssysteme 
für die Plasmaheizung in der Kernfusionsfor-
schung. Ebenso nicht betrachtet werden Tera-
hertzquellen, die in der Vergangenheit in der For-
schung verwendet wurden, aber heute für eine 
technische Anwendung nicht mehr relevant sind. 

 

Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards and those in preparation as well as fur-
ther information, if applicable, can be accessed on 
the Internet at www.vdi.de/5590. 

Introduction 
This standard focuses on terahertz frequency do-
main systems (FDS). This includes systems in 
which information is recorded using frequency-
selective measurement technology.  

This standard provides an overview of the basic 
principles and functions of FDS. It also describes 
the measurement methods and defines parameters. 

1 Scope 
This standard defines parameters and measurement 
methods to specify FDS for measurement and test 
applications, terahertz sensors and communication. 
This enables manufacturers to describe their sys-
tems in a consistent manner and users to compare 
systems more easily. 
Terahertz systems designed purely for research 
purposes and large-scale facilities such as fusion 
reactors and accelerators are not considered. These 
include, for example, high-performance systems 
for plasma heating in nuclear fusion research. Te-
rahertz sources that were used in research in the 
past but are no longer relevant for technical appli-
cations today are also not considered. 
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